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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR WB SERIES GLASS BEADS
WITH 50 Q IMPEDANCE FOR RF CONNECTORS

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
f f t tzatron t et - jis end and
in addit|on to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Techniqal Reports,
Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publjcation(s)”). Their
prepargtion is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the'subjedt dealt with
may patfticipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizatipns liaising
i IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Orgahization for
Standafdization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between|the two orgapizations.

al decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearlysas’possible, an ipternational
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatipn from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Puplications have the form of recommendations for international use and are accepted by IHC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical confent of IEC
Publicafions is accurate, IEC cannot be held responsible for the‘way in which they are used |or for any
misintefpretation by any end user.

4) In ordey to promote international uniformity, IEC National Cemmittees undertake to apply IEC Hublications
transpafently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergenge between
any IEQ Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated ip the latter.

5) IEC its¢lf does not provide any attestation of conforniity. Independent certification bodies provide|conformity
assessinent services and, in some areas, access to, IEC marks of conformity. IEC is not responsiple for any
service$ carried out by independent certification bodies.

6) All usens should ensure that they have the latestledition of this publication.

7) No liabllity shall attach to IEC or its directorsy employees, servants or agents including individual gxperts and
membefs of its technical committees and\I[EC National Committees for any personal injury, property|Jdamage or
other dagmage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publi€ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any| other IEC
Publicalions.

8) Attentign is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced pullications is
indispepsable for the correct application of this publication.

9) Attentign is drawn to the poessibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subjelct of patent
rights. l[EC shall not be.held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 63295 has been prepared by subcommittee 46F: RF and microwave passive components,
of IEC tefhniecal.committee 46: Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and mjicrowave
passive qomponents and accessories. It is an International Standard.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

46F/597/FDIS 46F/611/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.
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The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e amended.
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SPECIFICATION FOR WB SERIES GLASS BEADS
WITH 50 Q IMPEDANCE FOR RF CONNECTORS

1 Scope

This document provides the requirements for WB series glass beads with 50 Q impedance for
RF connectors, including, among other, the structure dimensions, IEC type designation, rating
and characteristics, and quality assessment.

These glpss beads are used for the adaption of coaxial systems to microstrip circ

extensivd

integrateq circuits where hermetic seal is required. They can serve as a part of,an R

connecto
communi
impedang

2 Norr

The follo

For und
amendm

constitut}s requirements of this document. For dated references, only the edition citeq

IEC 6116
requirem

IEC 6215
compatib

attenuati
— Triaxia

3 Tern
No terms

ISO and

ly in microwave communication systems such as TR modules, power
I, multi-channel RF connector or hybrid connector, or can be applied‘directly i

cation module systems as an independent product. They provide“a 50 Q 1
e with an operating frequency limit up to 65 GHz.

hative references

ving documents are referred to in the text in such away that some or all of the

ted references, the latest edition of thexreferenced document (inclu
nts) applies.

9-1:2013, Radio frequency connectors — Part 1: Generic specification -
bnts and measuring methods

3-4-7, Metallic communication’ cable test methods — Part 4-7: Electro
ility (EMC) — Test method for measuring of transfer impedance Z; and s

bn ag or coupling attenyation ac of connectors and assemblies up to and abo
tube in tube method

s and definitions
and definjtions are listed in this document.

IEC ‘maintain terminological databases for use in standardization at the

its used
modules,
F coaxial
n various
ormative

r content
applies.
ling any

General

imagnetic
creening

ve 3 GHz

following

addressé

<-

e |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

4 Structure dimensions and IEC type designation

The structure of WB series glass beads is shown in Figure 1 and the dimensions are shown in

Table 1.
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Dimensions in millimetres
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Figure 1 — Structure of WB series glass beads

Table 1 — Dimensions of WB series glass beads

NO | Type designation? d Db BC (MIN) cd Recommended applicable
connector serieg®
mm mm mm mm
1 WBO0.23 0,230 + 0,010 - - B SMPM ,1.85 and 2.4
2 WBO0.3 0,300 + 0,015 - - B
SMP, 2.92, 2.4, SSMA anfd SMA
3 WBO0.38 0,380 + 0,015 - - -
4 WBO0.45 0,450 + 0,015 - £ -
2.92, SSMA and SMA
5 WBO0.5 0,500 + 0,015 - - -
6 WBO0.9 0,900 + 0,020 - - - SMA and TNC

a8 Type dlesignation is shown in Annex A.

b The djameter is selected assuming that-the dielectric constant of glass is 4,0, and a 50 Q chafacteristic
impedpnce can be obtained.

¢ Size ghall meet the requirements for‘electrical and mechanical performances.

Size dnd shape of the termihal are optional, and shall meet the requirements for electrical and mechanical
performances.

¢ Typicgl applications ofl WB glass beads with RF connector series are shown in Annex B.

5 Quality @assessment procedure

5.1 General

Subclauses 5.2 to 5.4 provide glass beads’ recommended ratings, performance and test
conditions. They also provide an appropriate schedule of tests with minimum levels of
conformance inspection sampling.

As WB series glass beads are the accessories of RF connectors, most of the test methods of
IEC 61169-1 can be used when WB series glass beads are tested in the test fixture shown in
Annex B.

5.2 Ratings and characteristics

The values indicated below are recommended for WB series glass beads. They are applicable
for the glass beads when they are tested in the test fixture shown in Annex B. Ratings and
characteristics are given in Table 2.
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Certain tests are listed without any recommended values being given. These tests will usually

not be required.

Table 2 — Ratings and characteristics

IEC61169-1:2013
Ratings and characteristics Subclauses test Values ResT:r:zz’rgiZisatt::;‘tsh:)r:m
method
Electrical
Nominal impedance 50 Q
Frequency range
-  WBO0.F3 DT 10 65 GHZ
- WBO. DC to 40 GHz
- WBO0.38 DC to 26,5 GHz
- WBO0.45 DC to 18 GHz
- WBO0.% DC to 18 GHz
- WBO0.9 DC to 6 GHz
DC to 6 GHz 2 25 dB
12,4 GHz to 18 GHz
219 dB
Return losk 9.2 1 18 GHz to 26)5.GHz The test fixtur_e shdll be in
= 18 dB accordance with Arjnex C
26,5 GHz'to 40 GHz
= 16(dB
40.GHz to 65 GHz 2 14 dB
Centre conjtact resistance 9.2.3 nab
Outer contfact resistance 9.2.3 naP
Rated voltpge at sea level? 2.2
-  WBO0.23 85V
- WBO. 170 V
-  WBO0.38 250 V (86 to 106) kPa
- WBO0.45 250 V
- WBO. 250 V
- WBO0.9 500 V
Rated voltpge dt 4,4 kPa?
- WBO0.23 21V
- WBO0.3 45V
- WBO0.38 65 V 4.4 _kPa approximately
equivalent to 20 km
- WBO0.45 65V
- WBO0.5 65V
- WBO0.9 125V
Insulation resistance 9.2.5
— initial
e WBO0.23 21000 MQ
e others =5 000 MQ
— after conditioning
e WBO0.23 21000 MQ
¢ others 25000 MQ
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IEC61169-1:2013

Remarks, deviations from

Ratings and characteristics Subclauses test Values standard test method
method
Proof voltage at sea level® 9.2.6 (86 to 106) kPa
- WBO0.23 500 V
- WBO0.3 500 V
- WBO0.38 750 V
- WBO0.45 750 V
- WBO0.5 750 V
- WBO0.9 1500V
Proof voltdge at 4,4 kPa? 9.2.6 :fui'f/';fef]?féoz"é“ﬁe'y
-  WBO0.23 65V
- WBO. 170 V
- WBO0.38 250 V
- WBO0.45 250 V
- WBO0.% 250 V
- WBO0.9 500 V
:’er;)to;tv:;t; gl.]:v(ee:;taer environmental 926 (86 to 106) kPa
- WBO0.23 125V
- WBO0.3 250 V
-  WBO0.38 375V
- WBO0.45 375V
- WBO0.% 375V
- WBO0.9 750 V
Screening|effectiveness IEC 62153-4-7 |naP
Discharge|test (corona effect) 9.2.8 Extinction voltage 3t 4,4 kPa
-  WBO0.23 65V
- WBO. 125V
- WBO0.38 190 V
-  WBO0.45 190 V
- WBO0.% 190 V
- WBO0.9 375V
FF?I?\/IS)ive intermodulation level o9 —
Mechanical
Soldering 9.3.2
—  bit size
Solderability 9.3.2.2 245°C+5°C,58
Resistance to soldering heat 9.2.3.3 2605°C+5°C,10S
Gauge retention force (resilient
contacts)
9.3.4 b

— centre contact

— outer contact

na

na
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IEC61169-1:2013
Ratings and characteristics Values Remarks, deviations from
9 Subclauses test standard test method
method
Centre contact captivation
— axial force 22,22 N
— permitted displacement, in 9.3.5 .
) . displacement
each direction
—  torque na®
Engagement and separation 9.3.6 na®
Strength of coupling mechanism 9.3.11 na®
Effectiven§Ss ot cable TIXing
against
—  cable]rotation 9.3.7 naP
—  cable|pulling 9.3.8 naP
— cable|bending 9.3.9 naP
— cableltorsion 9.3.10 naP
Bending moment 9.3.12 na®
Bump 9.3.13 200 m/s?
Vibration 933 200 m/s? (20g,,, acceleration
o 10 Hz to 2 @00"Hz
Shock 9.3.14 1 000 m/s2 (100gn, acceleratiop)
1/2 sine.\Wave
6. ms
Endurance
Mechanicdl endurance 9.3.15 na®
High tempgrature endurance 9.4.5 250 h at 200 °C
Low tempgrature endurance 946 250 h at -65 °C
Environmgntal
Climatic cqtegory 9.4.2 65/200/56
Sealing ngn-hermetic 9.4.7 naP
. 100 kPa to 110k Pa
-3pga. om3
Hermetic 9.4.8 10°Pa- cm®/s differential
Water imnfersion 9.4.9 na
Salt mist 9.4.10 48 h Duration of sprayinp
Chemical ¢ontamination
Resistance to solvents and naP
contaminating fluids to be
used 9.4.11
Applicable fluids
Sulphur dioxide 9.4.12 na®

b na: not

applicable.

a8 Voltages are RMS values from 50 Hz-to 60 Hz, unless otherwise specified.

5.3 Test schedule and inspection requirements

5.3.1

Acceptance tests

Acceptance tests are shown in Table 3.
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Table 3 — Acceptance tests

IEC 61169-1: | Assessment level M (higher) Assessment level H (lower)
2013
Test AQL . Test AQL .
subclause required IL % Period required IL % Period
Group A1
Visual examination 9.1.1 a Il 1 a S3 1,5
Group B1
Outline dimensions 9.1.2 a S4 0,4 a S3 4,0
Mechanical compatibility 9.1.2.2 na 1 na S3
Engagement and ot Lot
separation| forces and 9.3.6 na S4 o na S3
torques
Gau.gle reténtion 935 na I na s3
(resilient dontacts)
by by
Insertion retention force
i 9.3.4
(resilient dontacts)
Sealing
-non-hermgtic 9.4.7 na 1 lot ha S3 lot
-hermetic 9.4.8 a Il 0,015 ia S3 | 0,025
Water imnjersion 9.4.9 ia 1 0,015 ia S3 | 0,025
Voltage prpof 9.2.6 a Il 0,4 a 1 4,0
Solderability (d) 9.3.2.2 ia S4 0.4 ia S3 4,0
Insulation fesistance 9.2.5 a S4 0,4 a S3 4,0
Safety wir¢ hole pullout 9.3.12 na S4 na S3
Key:

a — suggesgted as applicable

ia — test sfiggested (if technically applicabl€)
na — not applicable

IL — inspegtion level

AQL - accptable quality level

(d) — destructive tests — specimens shall not be returned to stock

5.3.2 Periodic tests

Periodic tests are shown in Table 4. There are no group C tests for levels H and M.
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Table 4 — Periodic tests

- 11 -

Assessment level M (higher)

Assessment level H (lower)

IEC 61169-1:| yoq¢ Number Permitted |[Period | Test Number Permitted |Period
2013 required of failures required of failures
subclause specimens per specimens per
group? group?
Group D1 (d) 6 1 3 3 1 3
years years
Solderability 9.3.2.2 ia ia
Resist_ance to 9323 ia ia
soldering heat
Mechanica
tests on caple
fixing
- cable.rotation 9.3.7 na na
(nutation
— cable pulling 9.3.8 na na
— cable bepding 9.3.9 na na
— cable torpion 9.3.10 na na
3 3
Group D2|(d) 6 1 years 3 1 years
Contact 9.2.3 na na
resistance
Outer condlctor
and screen
continuity
Centre
conductor
continuity
Vibration 9.3.3 a
Damp heat
steady statp 9.4.3 a a
3 3
Group D3 1b 1 years 1b 1 years
Dimensiong of
piece-parts|and 9.1.2 a a
materials
3 3
Group D4|(d) 6 1 years 3 1 years
Mechanica 9.9 15 na na
endurance
High
temperaturg 9.4.5 a a
endurance
Discharge test 9.2.8 ia ia
Climatic 9.4 ia ia
conditioning
3 3
Group D5 (d) 6 1 years 3 1 years
Voltage
standing wave 9.2.1 a a
ratio
Water 9.4.9 na na

immersion test
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Assessment level M (higher) Assessment level H (lower)
IEC 61169-1:| 1qg¢ Number Permitted |Period| Test Number Permitted | Period
2013 required of failures required of failures
subclause specimens per specimens per
group? group?
3 3
Group D6 (d) 6 1 years 3 1 years
Cent.re gontact 935 a a
captivation
Rapid change of
temperature 9.4.4 a a
Climatic 9492 a a
sequence
3 3
Group D7|(d) 1° - years 1¢ years
Salt mist 9.4.10 a
Key:

A — suggested as applicable
ia — test syggested (if technically applicable)
na — not applicable

(d) — destrpctive tests — specimens shall not be returned to stock

a8 For quglification approval (QA), a total of two failures is only permitted-for level H and 1 failure only [for level M
from grjoups D1 to D7.

b One sqt of piece-parts of each style and variant, unless using*¢common piece parts.

¢ Numbefr of pairs for each solvent.

5.4 Prpcedures for quality conformance
5.4.1 Quality conformance inspection

This shall consist of test group A1,and B1 on a lot-by-lot basis.

5.4.2 Quality conformance and its maintenance

This still| consists of {hree consecutive lots passing test groups A1 and B1 followed by a
selection|of specimens from the lots as appropriate. These specimens shall successfully pass
the specified perjodic D tests.

6 Marlring

6.1 Marking of components

Each component shall be legibly and durably marked, where space permits, and in the following
order of precedence, with:

a) identity code of the manufacturer;
b) manufacturer's connector identification code or IEC connector designation.
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6.2 Marking and contents of package

The package shall be marked with the information specified in 6.1 and, in addition, the following
information shall be given:

a) manufacturing date code;
b) any additional marking required by the relevant specification.
When required by the relevant specification, the package shall also include instructions for

assembling the connector(s) and instructions for the use of any special tools or materials, as
necessary.
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Annex A
(Informative)

Type designation

WB series glass beads are designated as follows:

WB - X - X =X

-X
—L Distinction number when needed (1, 2, 3...)
Length of outer conductor
Outer diameter of outer conductor
Outer diameter of centre conductor
Glass bead for RF connector

IEC
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Annex B
(Informative)

Typical applications

WB series glass beads used in PCBs as accessories of RF connectors are shown in Figure B.1
and Figure B.2.

RF connectors Glass bead Microstrip

"

\

Solder Solder
IEC

Figure B.1 — WB series glass bead used in’PCB to connect with RF connedtor

7 Glass bead
% —
Solder Microstrip
Solder
‘ 7

—

RF connectors

%

|

\

IEC

Figure B.2 — WB series glass bead used in PCB
as an inner conductor of an RF connector
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Annex C
(Informative)

Test fixture

C.1 Test fixture

The test fixture for return loss and other tests for WB series glass beads is shown in Figure C.1
and the types are shown in Table C.1.

RF connectors

Glass bead RF connectors

e [

Figure C.1 — Test fixture

IEC

Table C.1 — Test fixtures per type of glass-bead

. . Recommended test Recommended test
NO Type designation X
frequency range fixtures

1 WBO0.23 DC to 65 GHz 1.85and 2.4

2 WBO0.3 DC to 40 GHz 292 and 2.4

3 WBO0.38 DC to 26,5 GHz 2.92and 2.4

4 WBO0.45

DC to 18 GHz 2.92
5 WBO0.5
6 WBO0.9 DC to 6 GHz SMA

C.2 Dimensions for test fixture

The test fixture is shown in Figure C.2 and the dimensions are given in Table C.2.
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A
Y

y
A

IEC
Figure C.2 — Test fixture
Table C.2 — Dimensions of.test fixtures
a b c d e?
T
NO d ype_ a mm mm mm mm mm
esjgnation
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 |wWB0.23 - 1,60 - 0,70 0 0,08 0,85 - - -
2 |wB0.3 - 2,00 . 0,87 0 0,08 0,85 - - -
3 |wB0.38 - 2,40 - 1,05 0 0,08 0,85 - - -
4 |WB0(.45 - 2,80 - 1,22 0 0,08 0,85 - - -
5 |wWB#0.5 - 3,00 - 1,30 0 0,08 0,85 - - -
6 |wB0.9 - 5,20 - 2,26 0 0,08 0,85 - - -

a8 Slot design optional,When mating with centre contact (see Table 1 dimensions d), it shall meet the requirements
of matipg charactetistics.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION POUR PERLES EN VERRE DE SERIE WB
A IMPEDANCE DE 50 Q POUR CONNECTEURS RF

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour objet de
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L'IEC 63295 a été établie par le sous-comité 46F: Composants passifs pour hyperfréquences
et radio fréquences, du comité d'études 46 de I'lEC: Céables, fils, guides d'ondes, connecteurs,
composants passifs pour micro-onde et accessoires. Il s'agit d'une Norme internationale.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:
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46F/597/FDIS 46F/611/RVD
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La langue employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I’anglais.
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Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I'lEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'l[EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimeé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.
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SPECIFICATION POUR PERLES EN VERRE DE SERIE WB
A IMPEDANCE DE 50 Q POUR CONNECTEURS RF

aine d’application

Le présent document fournit les exigences applicables aux perles en verre de série WB a
impédance de 50 Q pour les connecteurs RF, y compris, entre autres, les dimensions
structurelles, la désignation de type IEC, les valeurs assignées et les caractéristiques, ainsi

que l'ass

urance de la qualité.

Ces perl
circuits n
modules
sont exid
multicand
de mody
impédan
65 GHz.

2 Réfé

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout
contenu, des exigences du présent docUiment. Pour les références datég¢s, seule

de leur
I’édition
référencse

IEC 6116
génériqu

IEC 6215
Compatil
transfert

connecte
triaxiale ¢

3 Tern

s en verre sont largement utilisées pour I'adaptation des systémesccoax
hicrorubans dans les systémes de communication a hyperfréquences telg
TR, les modules de puissance, les circuits intégrés, lorsque des~jdints her
és. Elles peuvent servir de partie d’'un connecteur coaxial REf d'un conne
| ou d’un connecteur hybride, ou étre appliquées directement.dans divers

les de communication en tant que produit indépendant, Elles fournis
e nominale de 50 Q avec une limite de fréquence de fénctionnement allar

rences normatives

itée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du doc
s'applique (y compris les éventuels-amendements).

9-1:2013, Connecteurs pourxfréquences radioélectriques — Partie 1: Spéd
b — Exigences générales etiiméthodes de mesure

3-4-7, Méthodes d'essai des cables métalliques de communication — P
ilité électromagnétique (CEM) — Meéthode d’essai pour mesurer I'impédg
Z1 et l'affaiblissement d’eécrantage ag ou [l'affaiblissement de couplagsg
urs et des cordons jusqu'a une fréquence supérieure ou égale a 3 GHz —
bn tubes cohicentriques

neset.définitions

iaux aux
que les
métiques
cteur RF
bystemes
sent une
t jusqu’a

ou partie

Iment de

cification

hrtie 4-7:
ance de
ac des
Méthode

Aucun te

me nest aeftint dans e presernt aocurmernt.

L'ISO et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

4 Dimensions structurelles et désignation de type IEC

La structure des perles en verre de série WB est représentée a la Figure 1 et les dimensions
sont indiquées dans le Tableau 1.
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Dimensions en millimétres
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Figure 1 — Structure des perles en verre de série WB

Tableau 1 — Dimensions des perles en verre de série‘'WWB

N° Désignation de d DP B¢ (MIN) cd Séries recommandégs de
type? connecteurs applicables®
mm mm mm mm
1 WBO0.23 0,230 £ 0,010 - - - SMPM ,1.85 et 2.4
2 WBO0.3 0,300 + 0,015 - - ¥
SMP, 2.92, 2.4, SSMA et SMA
3 WBO0.38 0,380 + 0,015 - - -
4 WBO0.45 0,450 + 0,015 - £ -
2.92, SSMA et SMA
5 WBO0.5 0,500 + 0,015 - - -
6 WBO0.9 0,900 + 0,020 - - - SMA et TNC

a8 La désignation de type est décrite dans I’Annexe A.

b Le digmeétre est choisi en partant de I'hyipothése que la constante diélectrique du verre est de 4,0]et qu’une
impédince caractéristique de 50 Q peut/étre obtenue.

¢ La taille doit satisfaire aux exigences relatives aux performances électriques et mécaniques.

4 Lataille et la forme de la borrie-sont facultatives et doivent satisfaire aux exigences relatives aux performances
électrijques et mécaniquest

¢ Les applications typiques”des perles en verre WB avec les séries de connecteurs RF sont prégentées a
I’Anngxe B.

5 Progédure d’assurance de la qualité

5.1 Géneralites

Les paragraphes 5.2 a 5.4 fournissent les valeurs assignées, les performances et les conditions
d’essai recommandées pour les perles en verre. lls fournissent également un programme
d’essais approprié comportant des niveaux minimaux d’échantillonnage pour le contréle de la
conformité.

Comme les perles en verre de série WB sont les accessoires des connecteurs RF, la majorité
des méthodes d’essai de I'l[EC 61169-1 peuvent étre utilisées lorsque les perles en verre de
série WB sont soumises a essai dans le montage d’essai représenté a ’Annexe B.
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5.2 Valeurs assignées et caractéristiques

Les valeurs indiquées ci-dessous sont recommandées pour les perles en verre de série WB.
Elles s’appliquent aux perles en verre lorsqu’elles sont soumises a essai dans le montage
d’essai représenté a ’Annexe B. Les valeurs assignées et caractéristiques sont indiquées dans

le Tableau 2.

Certains essais sont mentionnés malgré 'absence de toute valeur recommandée. Ces essais
ne seront généralement pas exigés.

Tableau 2 — Valeurs assignées et caractéristiques

caractéristiques

| _Paragraphes de
Urs asstgnees et |, .
Vale I'IEC61169-1:2013

Remarques, écarts par

Méthode d’essai

Valeurs

rapport a laomé¢thode
d’essai normalisée

Caractéyristiques électriques

Impédancg nominale

50 Q

Plage de fléquences

-  WBO0.33

- WBO0.3

- WBO0.38

- WBO0.45

- WBO0.5

- WBO0.S

Courant continu jusqu'a
65 GHz

Courant continu jusqu'a
40 GHz

Courant continu jdsqu'a
26,5 GHz

Courant centinu jusqu'a
18 GHz

Courant continu jusqu'a
18GHz

Courant continu jusqu'a
6 GHz

Courant continu jusqu'a

6 GHz = 25 dB
12,4 GHz a 18 GHz
219 dB |
Affaiblissefnent de réflexion 9.2.1 181§I;é a 26,5 GHz 'gznrpoor'r::gaelfxii";‘('ad"ge”e
26,5 GHz a 40 GHz
216 dB
40 GHz a 65 GHz =2 14 dB
Résistancq du contact.eentral 9.2.3 na®
Résistancq du contact extérieur 9.2.3 na®
;e;r;:ion aslsignée au niveau de la 9922
- WBO0.23 85V
- WBO0.3 170 V
-  WBO0.38 250 V (86 a 106) kPa
-  WBO0.45 250 V
-  WBO0.5 250 V
-  WBO0.9 500 V
Tension assignée a 4,4 kPa?
- WBO0.23 21V
-  WBO0.3 45V
-  WBO0.38 65 V 4},4 kPa environ équivalent
a 20 km
-  WBO0.45 65V
-  WBO0.5 65V
- WBO0.9 125V
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Valeurs assignées et

Paragraphes de

Remarques, écarts par

caractéristiques I’IE’CG1169-:I:201_3 Valeurs ra[’Jport_é la mét_ho’de
Méthode d’essai d’essai normalisée
Résistance d’isolement 9.2.5
— initiale
¢ WBO0.23 =1 000 MQ
e autres =5 000 MQ
— apres conditionnement
e« WBO0.23 =1 000 MQ
e autres =5 000 MQ
;e;r;:e en tension au niveau de la 926 (86  106) kPa
-  WBO0.33 500 V
-  WBO0.3 500 V
-  WBO0.38 750 V
-  WBO0.45 750 V
-  WBO0.5 750 V
-  WBO0.4 1500V
Tenue en tension a 4,4 kPa? 9.2.6 gbd'kﬁ)a environ éqyivalent a
- WBO0.33 65V
- WBO0.3 170 V
- WBO0.38 250 V
- WBO0.45 250 V
- WBO0.5 250 ¥
- WBO0.9 500"V
Tenue en tension (aprés I'essai
d’environngment au niveau de la 9.2.6 (86 a 106) kPa
mer)?d
- WBO0.33 125V
- WBO0.3 250 V
- WBO0.38 375V
- WBO0.45 375V
- WBO0.5 375V
- WBO0.9 750 V
Efficacité d'écran IEC 62153-4-7 |naP
Essai de dgcharge «(effet corona) 9.2.8 Tension d’extinction a 4,4 kPa
-  WBO0.33 65V
-  WBO0.3 125V
- WBO0.38 190 V
-  WBO0.45 190 V
-  WBO0.5 190 V
-  WBO0.9 375V
z\lFi\I/sIe)zu d'intermodulation passive 929 nab
Caractéristiques mécaniques
Soudage 9.3.2
—  taille du fer
Brasabilité 9.3.2.2 245°C+5°C,58
Résistance a la chaleur de 9.2.3.3 2605°C+5°C,10S

soudage
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Valeurs assignées et
caractéristiques

Paragraphes de
I'lIEC61169-1:2013
Méthode d’essai

Valeurs

Remarques, écarts par
rapport a la méthode
d’essai normalisée

Force de rétention du calibre
(contacts élastiques)

— contact central 9.3.4 nab

—  contact extérieur naP

Rétention du contact central

—  force axiale 22,22 N

— déplacement autorisé, dans 9.3.5 dé

chaque direction éplacement

—  couple naP

Accouplemlent et désaccouplement 9.3.6 na®

chj;JT;ZZCE du mécanisme de 9.3.11 nab

Efficacité de la fixation du cable

par rappor{ a:

— la rotation du céable 9.3.7 naP

— la tradtion du cable 9.3.8 naP

— la coufbure du cable 9.3.9 naP

— la torsjon du céable 9.3.10 naP

Moment dg courbure 9.3.12 na®

Secousses 9.3.13 200 m/$?

Vibrations 93.3 200 m/s? (accélération de 20f,)
10'Hz a 2 000 Hz

Chocs 9.3.14 1 000 m/s? (acceélération de 10Pg,)
onde semi-sinusoidale
6 ms

Endurance

Endurance|mécanique 9.3.15 na®

Endurance|a haute température 9.4.5 250 h a 200 °C

Endurance|a basse température 9.4.6 250 ha-65°C

Caractérisfiques

environnementales

Catégorie ¢limatique 9.4.2 65/200/56

Etanchéité|non hermétique 9.4.7 naP

Etanchéitélharmatique Q48 10-3Pg-cmdls ?&fée}:igt'slﬂifr:’; pion de

Immersion dans I'eau 9.4.9 na

Brouillard salin 9.4.10 48 h Durée de pulvérisation

Pollution chimique

Résistance aux solvants et aux naP

fluides polluants devant étre

utilisés 9.4.11

Fluides applicables

Dioxyde de soufre 9.4.12 na®

2 Sauf indication contraire, les tensions sont des valeurs efficaces comprises entre 50 Hz-et 60 Hz.

b na: non applicable.
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5.3 Programme d'essais et exigences de controle
5.3.1 Essais d'acceptation

Les essais d'acceptation figurent dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Essais d’acceptation

IEC 61169-1: Niveau d’assurance de la Niveau d’assurance de la qualité
2013 ' qualité M (supérieur) H (inférieur)
Essai NQA - Essai NQA J-—
paragraphe exigé NC % Période exigé NC % Période
Groupe A;I
Examen visuel 9.1.1 a TR a s3 | 15
Groupe B
D'|men5|ons 9.1.2 a S4 | 0,4 a S3 4,0
d'encombrgment
Compatibilité mécanique 9.1.2.2 na 1 na S3
Forces et gouples
d 'accouple ment et de 9.3.6 na S4 Lot na S3 Lot
désaccouglement
Retentloq Hu pallbre 935 na I na s3
(contact élastique)
Force d'ingertion et de par par
rétention 9.3.4
(contacts ¢lastiques)
Etanchéitd
-non hermgtique 9.4.7 na Il lot na S3 lot
-hermétigde 9.4.8 a I 0'21 ia S3 | 0,025
; . . 0,01 .

Immersion|dans I'eau 9.4.9 ia 1 5 ia S3 | 0,025
Tenue en {ension 9.2.6 a Il 0,4 a Il 4,0
Brasabilitg (d) 9.3.2.2 ia S4 | 0,4 ia S3 4,0
Résistanc¢ d’isolement 9.2.5 a S4 | 0,4 a S3 4,0
Traction syrle fil de 9.3.12 na sS4 na S3
sécurité
Légende:
a — suggérné pourautant que cela soit applicable
ia — essai bugqgéré (si tpr‘hniqnpmpnt npplir‘nhlp\

na — non applicable
NC — niveau de contréle

NQA - niveau de qualité acceptable

(d) — essais destructifs — les spécimens ne doivent pas étre remis en stock

5.3.2 Essais périodiques

Les essais périodiques sont indiqués dans le Tableau 4. Il n’existe pas d’essais du groupe C
pour les niveaux H et M.
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Tableau 4 — Essais périodiques

IEC 61169-1:
2013
paragraphe

Niveau d’assurance de la qualité M

(supérieur)

Niveau d’assurance de la qualité H
(inférieur)

Essai
exigeé

Nombre
de
spécimens

Défaillance

S

autorisées
par
groupe?

Période

Essai
exigeé

Nombre
de
spécimens

Défaillance
s
autorisées
par
groupe?

Période

Groupe D1 (d)

Brasabilité

9.3.2.2

1

3 ans

1

3 ans

Résistance a la
chaleur de

9.3.2.3

soudage

Essais
mécaniqueg sur
la fixation d
cable

()

— rotation gu
cable
(nutatior])

— traction gu
cable

— courbure|du
cable

— torsion d
cable

=

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

na

na

na

na

na

na

na

na

Groupe D2 (d)

Résistance|de
contact

Continuité ¢lu
conducteur|
extérieur e{ de
I'"écran

Continuité ¢lu
conducteur|
central

Vibrations

Chaleur humide,
essai contipu

9.2.3

9.3.3

9.4.3

na

3 ans

na

3 ans

Groupe D3
Dimensiong des

pieces détgdchées
et matériaux

9.1.2

3 ans

3 ans

Groupe D4 (d)

3 ans

Endurance
mécanique

Endurance a
haute
température

Essai de
décharge

Conditionnement
climatique

9.3.15

9.4.5

9.2.8

9.4

na

na

3 ans

Groupe D5 (d)

Rapport d'ondes
stationnaires en
tension

Essais
d'immersion dans
I'eau

9.2.1

9.4.9

na

3 ans

na

3 ans
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Niveau d’assurance de la qualité M Niveau d’assurance de la qualité H
(supérieur) (inférieur)
IEC 61169-1: | Eqqgaj Nombre |DéfaillancePériode| Essai Nombre |[Défaillance|Période
2013 exigé de s exigé de s
paragraphe spécimens |autorisées spécimens |autorisées
par par
groupe? groupe?

Groupe D6 (d) 6 1 3 ans 3 1 3 ans
Rétention du 935 a a
contact central
Variations
rapides de 9.4.4 a a
température
Séquence 9.4.2 a a
climatique
Groupe DT (d) 1° - 3 ans 1¢ 3 ans
Brouillard dalin 9.4.10 a
Légende:

A — suggéllé pour autant que cela soit applicable
ia — essai puggéré (si techniquement applicable)
na — non aEpIicabIe

(d) — essaips destructifs — les spécimens ne doivent pas étre remis en stoek

a8 Pour I'homologation (QA, qualification approval), deux défaillanées Seulement au total sont autorisges pour le
niveau|H et 1 seule défaillance pour le niveau M des groupes ‘D9 a D7.

b Un lot de piéces détachées de chaque modéle et variante, sauf si des piéces détachées identiques sont utilisées.

¢ Nombrg¢ de paires pour chaque solvant.

5.4 Prpcédures de conformité de laqualité
5.4.1 Contréle de conformité déela qualité

Ce contrple doit consister a appliquer les groupes d'essais A1 et B1 lot par lot.

5.4.2 Conformité de-la-qualité et son maintien

Il s'agit de trois lots-€onsécutifs satisfaisant encore aux groupes d’essais A1 et B1, suivis par
un choix|de spégitmens provenant des lots appropriés. Ces spécimens doivent sybir avec
succes lg¢s essais-périodiques spécifiés pour le groupe D.

6 Marguage

6.1 Marquage des composants

Chaque composant doit comporter un marquage lisible et durable, lorsque I'espace le permet,
et dans l'ordre de priorité suivant:

a) code d'identité du fabricant;
b) code d'identification des connecteurs du fabricant ou désignation des connecteurs IEC.
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